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Session3 (10:00 - 12:00)

time [id] title presenter

10:00[7]
東京電力福島第一原子力発電所2号機シールドプラグ底面137Cs汚染分布のガンマ線ピンホールカメラを用いた測定法

郁夫, 神野

10:30[8] 東京電力福島第一原子力発電所2号機シールドプラグ底面Cs-137汚染量の新規評価法 郁夫, 神野

11:00[9] 福島第一原子力発電所1号機屋外SGTS配管内汚染密度推定 英夫, 平山

11:30[10] 倒木リスク診断を目的とするVIECを用いたポータブルX線CTの検討 良樹, 山下
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